J.Kučinska, I.Juhņeviča (zinātniskā vadītāja)

RŪPNIECISKO ATKRITUMU IEKAPSULĒŠANA

Pastāv ekoloģiska problēma – tas ir pastāvīgs atkritumu kopējās masas pieaugums biosfēra. Rūpniecisko atkritumu pieaugošais daudzums nosaka nepieciešamību pastiprināt atkritumvielu pētīšanu, kā arī panākt videi kaitīgo un arī nekaitīgo atkritumu reducēšanu reciklējot šīs vielas par derīgiem materiāliem. Apmērām 82% no šiem atkritumiem ir metalurģiskie sārņi, un 18% pienākas uz filtrputekļiem un citiem atkritumiem. Filtrputekļu daļiņu izmēri svārstās no simtiem mikrometru līdz pat mikrometru daļām.

Darba mērķis ir izpētīt “Liepājas Metalurga” filtrputekļu atkritumus un izstrādāt tehnoloģiju šo atkritumu reciklizācijai. Liepājas Metalurga filtrputekļu sastāvā ietilpst tādu kaitīgu metālu, kā dzelzs, svina, cinka, oksīdi, kā arī nātrija un kālija savienojumi. Apdedzinot filtrputekļus dažādās temperatūras pieaug cinka oksīda daudzums ar temperatūras paaugstināšanu, ko var saistīt ar gordaita NaZn4(SO4)Cl(OH)6(H2O)6 sadalīšanu.
Metalurģiskiem filtrputekļiem tika pievienoti Liepas sarkanie māli, smalki disperss (Ø= 0.014(m) silīcija dioksīds, 1n slāpekļskābe un ūdens. Atkritumu kompozīciju paraugu sagatavošana tika izmantota slapja metode, ar iepriekšējo atkritumu reducēšanu. Paraugu žāvēšana tika veikta līdz stabilas masas iestāšanos, un tālāk veikta kompozīcijas apdedzināšana. 
No optiskā mikroskopa un skenējoša elektronu mikroskopas attēliem redzams, ka paraugi ir poraini, iegūto paraugu porainība svārstās no 5,2% līdz 7%.

Pēc skenējošas elektronu mikroskopijas attēla (1. att.) var apgalvot, kā ne viss dzelzs oksīds ir saistījies dzelzs silikāta, par ko arī liecina rentgenfāžu analīzes rezultāti – liela magnetīta pīķa intensitāte.
Ir zināma rūpniecisko atkritumu izmantošana piedevu veidā cementa rūpniecībā, betona, būvkeramikas, keramisko pigmentu, un citu izstrādājumu ražošanā. Izstrādāto kompozīciju sastāvus var likt pamatā būvkeramikas: ielu plākšņu, ceļu segumu, sienu apdares izstrādājumu ražošanā.
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1. att. Parauga Fe-10 skenējošas elektronu mikroskopijas virsmas attēls, palielinājums 10000 reizes.
